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摘要(译)

本实用新型提供一种MIPI接口的全高清液晶屏测试治具，包括：测试模
块、与该测试模块电性连接的背光源驱动模块、与该背光源驱动模块电
性连接的接口模块、及与该测试模块电性连接的MIPI模块，所述接口模
块还与所述MIPI模块电性连接，测试时，所述接口模块用于与待测液晶
屏电性连接，所述测试模块包括微处理器及与该微处理器电性连接的存
储模块，该存储模块预先烧录有测试程序，所述MIPI模块包括液晶驱动
模块及信号转换模块，该液晶驱动模块及信号转换模块均电性连接至所
述微处理器，所述测试模块采用EP2C5Q208C8N芯片，所述MIPI模块采
用SSD2825芯片，从而使得该全高清液晶屏测试治具支持全高清液晶屏
的测试。
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